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GTK-SSI0
DRAM模組外觀AOI檢測機

8K
高清自動檢測

2.5 sec

單片檢測

產品介紹

DRAM模組PCB外觀檢測機
針對DRAM記憶體模組的PCB板進行自動外觀
檢查，涵蓋標籤、金手指、板面及零件位置，
並依檢測結果分類，減輕人工逐片檢查的負
擔。

產品價值

告別逐片人工檢驗
將逐片檢查與分料交由機台執行，減輕檢驗人
力負擔、維持判定一致性，並以檢測數據支援
異常追查，讓人員專注複判與品質改善。

產品規格

尺寸 (mm) 2750(L) x 2500(W) x 2050(H) CCD 10 μm/pixel

重量 4400Kg 適用元件
RDIMM / SODIMM / UDIMM / 
VLPDIMM

量測時間 150 mm/sec 電源需求 AC 220V 75A

FOV 81.9 mm 生產週期 2.5 sec/pcs

產品諮詢

產品諮詢

全自動輸送

最多配置16個托盤，全自動
移載托盤、夾取DRAM卡，
完成外觀檢測後依結果自動
分類

8K AOI檢測

內建8K線掃描相機，自動夾
取板子並擷取影像，結合
AOI檢測與AI辨識進行外觀檢
驗

檢測掃碼溯源

機台自動掃描PCB版條碼並
綁定檢測結果，NG品出機
後，人員掃碼即可查閱不良
資訊
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